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$�V]RIWYHUIHMOHV]WpV�VRUiQ�D� WHV]WHOpV�PLQGLJ� LV�D� IRO\DPDW� IRQWRV� IHODGDWD��PHO\� VRN� LG W� pV
HU IRUUiVW� LJpQ\HO�� $� WHV]WHOpV� HOV � OpSpVH� D� WHV]WHN� PHJWHUYH]pVH�� D� PHJIHOHO � EHPHQHW� �
elvárt kimenet sorozatok összeállítása. A szoftverfejlesztésre vonatkozó szabványok gyakran
HO tUMiN� D� WHV]WHOpV� VRUiQ� D� IRUUiVNyGUD� YRQDWNR]y� ~J\QHYH]HWW� IHGHWWVpJL� NULWpULXPRN
teljesítését (pl. minden utasítás, vagy minden döntési ág bejárását a tesztelés során). A
NULWpULXPRNQDN�PHJIHOHO ��UpV]OHWHV�pV�KDWpNRQ\�WHV]WNpV]OHW�HO iOOtWiVD�D�OHKHWVpJHV�EHPHQHWL
kombinációk nagy száma miatt nehéz feladat.

0RGHOO� DODS~� IHMOHV]WpV� HVHWpQ� OHKHW Yp� YiOLN�� KRJ\� D� WHV]WNpV]OHWHN� JHQHUiOiViW
automatikusan végezzük el. A TDK dolgozat áttekinti ezeket a módszereket, és részletesen
EHPXWDW�HJ\�NLYiODV]WRWW�WHFKQLNiW��D�PRGHOO�HOOHQ U] �VHJtWVpJpYHO�W|UWpQ �WHV]WJHQHUiOiVW�>�@�
DPL�HOV VRUEDQ�HVHPpQ\YH]pUHOW�EHiJ\D]RWW�UHQGV]HUHN�HVHWpQ�OHKHW�KDWpNRQ\��(QQHN�OpQ\HJH�
KRJ\� D� WHV]W� IHGHWWVpJL� NULWpULXPRW� D� PRGHOO� HOOHQ U] � V]iPiUD� PLQW� N|YHWHOPpQ\W
fogalmazzuk meg, ez a legtöbb eszköz esetén temporális logikai állításokkal történik. A
N|YHWHOPpQ\� U|J]tWL� D� WHV]WHOpVL� FpO� QHJiOWMiW� �SO�� D]W� HO tUYD�� KRJ\� HJ\� DGRWW� XWDVtWiVVRUR]DW
QHP�KDMWKDWy�YpJUH���H]W�HOOHQ UL]YH�D�PRGHOO�HOOHQ U] �HJ\�HOOHQSpOGiW� WDOiO��LWW�PHJPXWDWMD
azt a bemeneti sorozatot, amivel az utasítássorozat ténylegesen végrehajtható). Ez az
ellenpélda már közvetlenül használható teszt sorozat konstruálására.

A TDK dolgozat bemutatja egy tesztgenerátor program implementációját, amelynek
P N|GpVH�D�N|YHWNH] �UpV]IHODGDWRN�DXWRPDWLNXV�YpJUHKDMWiViEyO�iOO�
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bemeneti nyelvére transzformálja. (Ehhez egy már elkészült modell transzformátor
programot alkalmaz [2].)

2. A fedési kritériumokat az UML modell alapján temporális logikai kifejezésekkel
fogalmazza meg.

3. (OOHQ UL]WHWL� D� NLIHMH]pVW�� pV� KD� OpWH]LN� HOOHQSpOGD�� DNNRU� HEE O� D� EHPHQHWL� pV� NLPHQHWL
események kiválasztásával tesztesetet generál.
A tesztgenerálás igényei (minél rövidebb és hatékonyabb tesztek összeállítása) sok

HVHWEHQ� HOWpUQHN� D� NODVV]LNXV� PRGHOO� HOOHQ U]pV� LJpQ\HLW O� �EL]WRQViJL� pV� pO VpJL� IHOWpWHOHN
HOOHQ U]pVH��� ,JHQ� IRQWRV� WHKiW� D� PRGHOO� HOOHQ U] QHN� D]RNDW� D� EHiOOtWiVDLW� NLGROJR]QL�
DPHO\HNNHO�D�WHV]WHN�KDWpNRQ\ViJD�PHOOHWW�D�U|YLG�IXWiVL�LG �pV�D�PpUVpNHOW�HU IRUUiVLJpQ\�LV
biztosítható. A TDK dolgozat egy mintapéldán végzett méréseken keresztül bemutatja a SPIN
pV�D]�609�PRGHOO�HOOHQ U] �RSWLPDOL]iFLyV�OHKHW VpJHLW�pV�D�NDSFVROyGy�IXWiVL�HUHGPpQ\HNHW�

A tesztgenerálás alkalmazhatóságát egy valós ipari rendszer modelljén demonstráljuk. A
GROJR]DW� WiUJ\DOMD� D]RNDW� D� NLWHUMHV]WpVHNHW� LV�� DPHO\HN� V]�NVpJHVHN� YDOyVLGHM � UHQGV]HUHN
�LG ]tWpVL�NULWpULXPRNDW�LV�WDUWDOPD]y��WHV]W�VRUR]DWDLQDN�JHQHUiOiViKR]�
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